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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIBRE OPTIC INTERCONNECTING
DEVICES AND PASSIVE COMPONENTS -
BASIC TEST AND MEASUREMENT PROCEDURES -

Part 2-27: Tests — Dust (laminar flow)
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FOREWORD

International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization con
ational electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote inter;
peration on all questions concerning standardization in the electrical and electroniccfields. To this 4

aration is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dg
participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations

formal decisions or agreements of IEC on technical matters expressyas nearly as possible, an inter

Publications have the form of recommendations for interfiational use and are accepted by IEC N

lications is accurate, IEC cannot be held responsiblé\ for the way in which they are used or
nterpretation by any end user.

rder to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publ
sparently to the maximum extent possible in their'national and regional publications. Any divergence b

itself does not provide any attestation of<conformity. Independent certification bodies provide coff

ices carried out by independent certification bodies.
sers should ensure that they hayetthe latest edition of this publication.

iability shall attach to IEC ar its directors, employees, servants or agents including individual exp¢g
hbers of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property dan
r damage of any natufe _whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal feg
bnses arising out of~the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any oth
lications.

ntion is drawn te the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publica
spensable forythe correct application of this publication.

draws attention to the possibility that the implementation of this document may involve the use
nt(s). lEC takes no position concerning the evidence, validity or applicability of any claimed patent
ect thereof. As of the date of publication of this document, IEC had not received notice of (a) patent(s
bé required to implement this document. However, implementers are cautioned that this may not re

prising
ational
nd and
eports,
Their
alt with
liaising

the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organizgtion for

ions.

ational

rom all

ational
of IEC
or any

cations
etween

IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.

formity
for any

rts and
hage or
s) and
er IEC

tions is

of (a)
ghts in
, which
pbresent

latest information, which may be obtained from the patent database available at https://patents.iec.

ch. IEC

shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

IEC 61300-2-27 has been prepared by subcommittee 86B: Fibre optic interconnecting devices
and passive components, of IEC technical committee 86: Fibre optics. It is an International
Standard.

This second edition cancels and replaces the first edition published in 1995. This edition
constitutes a technical revision.
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This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous
edition:

a) normative references have been added;

b) the relative humidity requirement during the test has been modified;

c) the procedure description has been modified;

d) Figure 1 showing possible test configurations has been added;

e) the severity of the test has been updated according to the component and performance

ca
fy Cl

tegory;
ause 8 has been added, listing details to be specified and reported.

The te

xt of this standard is based on the following documents:
Draft Report on voting
86B/4875/FDIS 86B/4910/RVD

Full information on the voting for its approval can be found in the repart on voting indic3

the ah

The 14

This d

ove table.
nguage used for the development of this International Standard is English.

ocument was drafted in accordance with ISO/IEC\Directives, Part 2, and develo

ted in

ped in

accordlance with ISO/IEC Directives, Part 1 and ISO/IEC Directives, IEC Supplement, available

at ww
descri

A list
interc

w.iec.ch/members_experts/refdocs. The main. document types developed by IE
bed in greater detail at www.iec.ch/publications.

of all parts of IEC 61300 series) published under the general title Fibre
bnnecting devices and passive components — Basic test and measurement proce

can b¢ found on the IEC website.

The ¢
stabili
specifl
e re
o wi

e e

bmmittee has decided thatthe contents of this document will remain unchanged ur
ly date indicated on the IEC website under webstore.iec.ch in the data related
¢ document. At this date; the document will be

confirmed,

hdrawn, or

ised.

C are
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Hures,
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FIBRE OPTIC INTERCONNECTING
DEVICES AND PASSIVE COMPONENTS -
BASIC TEST AND MEASUREMENT PROCEDURES -

Part 2-27: Tests — Dust (laminar flow)

1 Scope

The durpose of this part of IEC 61300 is to determine the effects of dust on_fibre| optic
intercpnnecting devices or passive components.

2 Nprmative references

The fgllowing documents are referred to in the text in such a way that some or all of their cpntent

amen

IEC 6

ments) applies.

300-1, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic te

meastirement procedures — Part 1: General and guidafce

IEC 6

300-3-1, Fibre optic interconnecting devicesrand passive components — Basic te

meastyirement procedures — Part 3-1: Examinations and measurements — Visual examing

IEC 6

300-3-3, Fibre optic interconnecting-devices and passive components — Basic te

measlyirement procedures — Part 3-3: Examinations and measurements — Active monito

chang

IEC 6

es in attenuation and return loss

300-3-4, Fibre optic intetconnecting devices and passive components — Basic te

measlyirement procedures — Part 3-4: Examinations and measurements — Attenuation

IEC 6

300-3-6, Fibre aptic interconnecting devices and passive components — Basic te

measyirement procedures — Part 3-6: Examinations and measurements — Return loss

IEC 6

300-3-35,<Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic te

meastrement.procedures — Part 3-35: Examinations and measurements — Visual inspec

fibre @

ptic(connectors and fibre-stub transceivers

constifutes requirements of this document. For dated references, only, the edition cited applies.
For undated references, the latest edition of the referenceéd) document (includin

j any

5t and

5t and

tion

5t and

ing of

5t and

5t and

st and
jon of

IEC 61753 (all parts), Fibre optic interconnecting devices and passive compone
Performance standard

nts -

IEC 62005 (all parts), Fibre optic interconnecting devices and passive components — Reliability

IEC TR 62627-01, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Part 01: Fibre
optic connector cleaning methods

IEC TR 62572-4, Fibre optic active components and devices — Reliability standards — Part 4:
Guidelines for optical connector end-face cleaning methods for receptacle style optical
transceivers
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3 Terms and definitions
No terms and definitions are listed in this document.

ISO and IEC maintain terminology databases for use in standardization at the following
addresses:

e |EC Electropedia: available at https://www.electropedia.org/

e |SO Online browsing platform: available at https://www.iso.org/obp

4 Generaldescription

The device under test (DUT) is exposed to a specified dust concentration within a-conditjoning
chamt|>er in which the air is circulated for a period of time. The effects of dust exposyre on
opticall performance and physical integrity of the DUT shall be determined.

5 Apparatus

5.1 Test chamber

The tgst chamber shall be capable of controlling the dust concentration, velocity, temperature,
and hpmidity of the dust-laden air. It shall be capable of. being raised to and maintained at a
tempdrature of 63 °C + 2 °C with a relative humidity net<exceeding 25 %. In order to pfovide
adequative circulation of the dust-laden air, no more than 50 % of the cross-sectional area
(normal to the air flow) and no more than 30 % of the volume of the chamber shall be ocg¢upied
by thg DUT. The dust-laden air shall be introduééd into the chamber in such a mannen as to
allow |t to become approximately laminar in theiflow before striking DUT.

5.2 Dust

The dust shall be capable of passingythrough a sieve of 150 ym aperture. Dust type shall be
talc powder, unless otherwise specified in the relevant IEC 61753 series performance stgndard
or IEQ 62005 series reliability document.

5.3 |Optical measurement equipment

For optical performance’ measurement, the equipment and measurement methods shiall be
accordgling to IEC 64300-3-4 for attenuation and IEC 61300-3-6 for return loss. For chanpges in
attendation andreturn loss, the equipment and measurement method shall be done accprding
to IELC 61300-3~3. The optical performance measurement shall be performed 4t the
wavelength(shrspecified in the relevant IEC 61753 series performance standard or IEC 52005
series| reliability document.

6 Procedure

6.1 Preparation of DUT

Visually examine DUT according to IEC 61300-3-1. Clean the mechanical and optical alignment
parts of the DUT according to IEC TR 62627-01 and IEC TR 62572-4 and afterwards, inspect
the optical parts by means of IEC 61300-3-35. If test Configuration A is used, the DUT shall be
terminated onto a sufficient length of fibre cables. The loose ends of the cables may be
terminated with an interconnecting device to facilitate interfacing with the optical measurement
equipment.
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6.2 Preconditioning

Precondition the DUT for a minimum of 2 h at the standard atmospheric conditions specified in
IEC 61300-1.

6.3 Mounting of DUT

The DUT shall be mounted and positioned as near to the centre of the test chamber as
practicable. If more than one DUT is being tested, there shall be a minimum clearance of
100 mm between surfaces of the DUTs and any other object or material which would provide
protection. No surface of the DUT shall be any closer than 100 mm to any wall of the test
chamber. The DUT shall be orientated to expose the most critical or vulnerable parts to the dust
stream. Changes in DUT orientation during the test shall be specified in the relevant IEC 1753
series| performance standard or IEC 62005 series reliability document.

Two possible test configurations for optical measurements are: Configuration \A" depidgted in
Figurg 1 a) with loose ends of the termination cables located outside the test'chambef, and
Configuration B depicted in Figure 1 b) with entire termination cables put.inside the chgmber.
When|termination cables have interconnecting devices on the loose ends; they shall bg dust-
protedted and positioned so not to disturb laminar dust-laden air flows, Configuration A shall be
used for monitoring the optical performance during the test. For optical measurements before
or after the test, either Configuration A or Configuration B may. be used, whichever is| more
practi¢able.

IEC IE(

d) Configuration A b) Configuration B

Key

-

test chamber

DUT

laminar dust-laden air stream
dust feeder

termination fibre cable(s)

o 0 A W N

dust-protected interconnecting device(s)

Figure 1 — Possible test configurations
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6.4 Measure of initial optical properties

Measure the optical properties specified in the relevant IEC 61753 series performance standard
or IEC 62005 series reliability document, such as attenuation and return loss. These values
shall be recorded and used as a reference for the test evaluation.

For test Configuration B, initial optical properties shall be recorded before mounting DUT inside
the test chamber.

6.5 Monitoring of optical properties

By defat itor j s j i j moRjtoring
of optica
standard or IEC 62005 series reliability document, then the change in optical properties
as attenuation and return loss of the DUT, shall be monitored during the initial dust exgosure
and dust exposure periods, as described in IEC 61300-3-3. The optical properties shall be
measlred at the interval specified in the relevant IEC 61753 series performance standgard or
IEC 62005 series reliability document.

6.6 |Initial dust exposure

Set the chamber controls to maintain an internal chamber temperature of 23 °C £ 2 °Cland a
relative humidity of less than 25 %. Adjust the air velocity to 5830“/m/min £ 70 m/min. Adjyst the
dust feeder to control the dust concentration to the specified\severity. Maintain these chg@mber
conditions for the specified duration (refer to Table 1).

6.7 |Thermal conditioning

velocity to 90 m/min + 50 m/min. Raise the internal chamber temperature to 63 °C + 2 °C. The
rate of change of temperature shall be 2 °C/min £ 1 °C/min. Maintain a relative humidity ¢f less
than 10 %.

Upon |completion of the initial dust exposure period, stop the dust feed and reduce %e air

6.8 |[Dust exposure

Upon completion of the thermial*conditioning period, maintain the temperature at 63 °C 4 2 °C.
Incregse the air velocity to ‘5630 m/min £ 70 m/min. Adjust the dust feeder to control thg dust
concehtration to the specified severity. Maintain a relative humidity of less than 10 %. M3intain
these |chamber conditians for the specified duration (refer to Table 1).

6.9 |Recovery

Upon |completion of the test, turn off all chamber controls and allow the DUT to return to
standard, atmospheric conditions.

For Configuration A, proceed with final measurements as described in 6.10 and then continue
with the rest of recovery procedures.

For Configuration B, proceed with the rest of recovery procedures.

Remove the DUT from the chamber. Remove accumulated dust from the DUT by brushing,
wiping, or shaking, ensuring no additional dust is introduced into the DUT. Dust shall not be
removed by either air blast or vacuum cleaning. DUT shall be kept for a minimum of 2 h at
standard atmospheric conditions before proceeding with final measurements and examinations.
Standard cleaning procedures of termination cables attached interconnecting devices may be
used prior reconnecting with optical measurement equipment.
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6.10 Final measurements and examinations

Measure final attenuation and return loss to ensure that there is no permanent optical
degradation on the DUT. The results of the final measurements and the change in optical
properties, compared with initial measurements at 6.4 shall be within the limits established in
the relevant IEC 61753 series performance standard or IEC 62005 series reliability document.

Visually examine DUT in accordance with IEC 61300-3-1. Check for evidence of any
degradation. Examples of failures are as follows:

7

T

specif
the te

broken or damaged seals, protective elements or other parts;

+ H 4 ol £l + FHN HE 3 £ £
CG manrmrratrurtt Ul QU AluIiTCo UTT LILLYA B2 A" il B | ¥ B v mreTriracvc SUlTduLT o,

IEC 61300-3-35.

Severity

IIUIIUUIII‘UIIII;IIE With

he spverity consists of the dust concentration and duration of exposure. Table 1 shows the

series| reliability documents for the normative values.

Table 1 — Test severities

ed test severities in relation to the performance categories. It is recommended to|verify
5t severities with the relevant IEC 61753 series performance standards and IEC 52005

Performance Component Dust Duration of Dust fiype
category concentration exposure
(g/m3) (min)
DP Connectors
opHp Field mountable connectors
10,6 £ 7,1 10 Talp
gr+ Passive components
OR+HD Splices
Connectors
E 10,6 £ 7,1 10 Talg
Passive compenents

NOTH Performance categories afe defined in IEC 61753-1.

8

Details to be.specified and reported

The fqllowing (details, as applicable, shall be specified as noted below and reported in the test

report

DUT eharacteristics: type and quantity;

pre-conditioning procedure (see 6.2);
test conditions — orientation or change in orientation (see 6.3);
method used (Configuration A or B, see 6.3);

recovery procedure (see 6.9);

severity — dust type, dust concentration, duration of exposure (see 7);

initial examinations and measurements and performance requirements (see 6.4);

examinations and measurements during test and performance requirements (see 6.5)

final examinations and measurements and performance requirements (see 6.10);

additional pass or fail criteria;

deviations from test procedure.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS D'INTERCONNEXION
~ ET COMPOSANTS PASSIFS FIBRONIQUES -
PROCEDURES FONDAMENTALES D’ESSAIS ET DE MESURES -

Partie 2-27: Essais — Poussiére (écoulement laminaire)

AVANT-PROPOS

La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation co
de |'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de I'lEC). L'IEC*a pour @
favgriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans”les domai
I'éldctricité et de I'électronique. A cet effet, 'IEC — entre autres activités — publie des Nofmes internat
des|Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS
Guifles (ci-aprés dénommeés "Publication(s) de I'l[EC"). Leur élaboration est confiééla-des comités d'étud
travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut "participer. Les organ
intefnationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec\JEC, participent égalem
traviaux. L’IEC collabore étroitement avec I'Organisation Internationale, de) Normalisation (ISO), sel
confitions fixées par accord entre les deux organisations.

Les|décisions ou accords officiels de I'lEC concernant les questions techniques représentent, dans la me|
pospible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné-que-es Comités nationaux de I'lEC int
sonf représentés dans chaque comité d’études.

Les| Publications de I'lEC se présentent sous la forme de fecommandations internationales et sont 3
conjme telles par les Comités nationaux de I'lEC. Tous les, efforts raisonnables sont entrepris afin qu
s'agsure de I'exactitude du contenu technique de ses publications; I'lEC ne peut pas étre tenue respons|
I'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.

Darls le but d'encourager I'uniformité internationale,\les Comités nationaux de I'lEC s'engagent, dans
megure possible, a appliquer de fagon transparente les Publications de I'lEC dans leurs publications na
et fégionales. Toutes divergences entre toutes' Publications de I'lEC et toutes publications nation
régionales correspondantes doivent étre indiguées en termes clairs dans ces derniéres.

C elle-méme ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indép¢
fournissent des services d'évaluation_de conformité et, dans certains secteurs, accédent aux marq
conformité de I'lEC. L’IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de cert
indg¢pendants.

Tous les utilisateurs doivent,s"assurer qu'ils sont en possession de la derniére édition de cette publicatio

Audune responsabilité ne-dqit étre imputée a I'lEC, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mand
y cdmpris ses experts-particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux d
pouf tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de
natdire que ce soits.directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais de justice) et les d§
décpulant de lagublication ou de l'utilisation de cette Publication de I'lEC ou de toute autre Publication d
ou qu crédit quivlui est accordé.

L'atlention ‘€st attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publ
réfédrencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
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L'lIEJC attire I'attention sur le fait que la mise en application du présent document peut entrainer I'utilisati

on d'un

ou de plusieurs brevets. L'lEC ne prend pas position quant a la preuve, a la validité et a I'applicabilité

de tout

droit de brevet revendiqué a cet égard. A la date de publication du présent document, I'lEC n'a pas regu

notification qu'un ou plusieurs brevets pouvaient étre nécessaires a sa mise en application. Toutefois, il

y a lieu

d'avertir les responsables de la mise en application du présent document que des informations plus récentes

sont susceptibles de figurer dans la base de données de brevets, disponible a I'adresse https://patents
L’IEC ne saurait étre tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets.

.iec.ch.

L'IEC 61300-2-27 a été établie par le sous-comité 86B: Dispositifs d'interconnexion et
composants passifs a fibres optiques, du comité d'études 86 de I'lEC: Fibres optiques. Il s’agit
d’une Norme internationale.

Cette deuxiéme édition annule et remplace la premiére édition parue en 1995. Cette édition
constitue une révision technique.
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Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport a I'édition
précédente:

a) de

s références normatives ont été ajoutées;

b) I’exigence d'humidité relative au cours de I'essai a été modifiée;

c) la
d) La

description du mode opératoire a été modifiée;
Figure 1 représentant les configurations d’essai possibles a été ajoutée;

e) la sévérité de I'essai conformément a la catégorie du composant et a la catégorie de

pe

rformance a été mise a jour;

f) L’Article 8 a été ajouté, énumérant les informations détaillées a spécifier et a consigner.
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port de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute inférmation sur le vote
a son approbation.

gue employée pour I’élaboration de cette Norme internationale est I'anglais.

cument a été rédigé selon les Directives ISO/IEC\Partie 2, il a été développé sel
ves ISO/IEC, Partie 1 et les Directives ISOHEC, Supplément IEC, disponibleg

ont décrits plus en détail sous www.iec.ch/publications.
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DISPOSITIFS D'INTERCONNEXION
~ ET COMPOSANTS PASSIFS FIBRONIQUES -
PROCEDURES FONDAMENTALES D’ESSAIS ET DE MESURES -

Partie 2-27: Essais — Poussiére (écoulement laminaire)

1 Domaine d'application

L’objelt de la présente partie de I'lEC 61300 est de déterminer les effets de la poussiére 3

dispos

2 Rpeférences normatives

Lesd

de ledir contenu, des exigences du présent document. Pour lestéférences datées,
I'éditign citée s'applique. Pour les références non datées, la dernhigre édition du docum

référe

IEC 6
fonda

IEC 6

Méthgdes fondamentales d'essais et de mesures — Partie 3-1: Examens et mesu
Examen visuel
IEC 61300-3-3, Dispositifs d'interconnexion et composants passifs a fibres optiq

Méthqgdes fondamentales d'essais etcde mesures — Partie 3-3: Examens et mesures — Cd
actif des variations de I'affaiblissement et de I'affaiblissement de réflexion

IEC 6
fonda

IEC 6

Méthgdes fondameéntales d'essais et de mesures — Partie 3-6: Examens et mesu

Affaib

IEC 6
fonda

itifs d'interconnexion ou composants passifs fibroniques.

bcuments suivants sont cités dans le texte de sorte qu’ils constituent, pour tout ou

hce s’applique (y compris les éventuels amendements).

300-1, Dispositifs d'interconnexion et composants passifs fibroniques — Procé
mentales d'essais et de mesures — Partie 1: Généralités et recommandations

300-3-1, Dispositifs d'interconnexion et.n\composants passifs a fibres optiq

300-3-4, Dispositifs d‘interconnexion et composants passifs fibroniques — Procé
mentales d’essais etide mesures — Partie 3-4: Examens et mesures — Affaiblissem

300-3-6, Dispositifs d'interconnexion et composants passifs a fibres optiq

issement‘de réflexion

300-3+35, Dispositifs d'interconnexion et composants passifs fibroniques — Procé

ur les

partie
seule
ent de

dures

es —
res -—

les —
ntréle

dures
pnt

es —
res -—

dures

méntales d'essais et de mesures — Partie 3-35: Examens et mesures — Examen

visuel

des conmecteursfibromgues et desemetteurs-réecepteursa enbase fibrée

IEC 61753 (toutes les parties), Dispositifs d'interconnexion et composants passifs fibroniques
— Norme de performance

IEC 62005 (toutes les parties), Dispositifs d'interconnexion et composants passifs fibroniques
— Fiabilité

IEC TR 62627-01, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Part 01: Fibre
optic connector cleaning methods (disponible en anglais seulement)

IEC TR 62572-4, Fibre optic active components and devices — Reliability standards — Part 4:
Guidelines for optical connector end-face cleaning methods for receptacle style optical
transceivers (disponible en anglais seulement)
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3 Termes et définitions
Aucun terme n'est défini dans le présent document.

L'ISO et I'lEC tiennent a jour des bases de données terminologiques destinées a étre utilisées
en normalisation, consultables aux adresses suivantes:

e |EC Electropedia: disponible a I'adresse https://www.electropedia.org/
e |SO Online browsing platform: disponible a I'adresse https://www.iso.org/obp

4 Description-géné

Le digpositif en essai (DUT, device under test) est soumis a une concentration de_pougsiére
spéciffée, dans une enceinte de conditionnement a l'intérieur de laquelle on fait.Circulgr I'air
pendant un laps de temps donné. Les effets de I'exposition a la poussiére sur les performjances
optigues et l'intégrité physique du DUT doivent étre déterminés.

5 Appareillage

5.1 Enceinte d’essai

L’encginte d'essai doit étre capable de contrbler la concentration de la poussiére, la vitegse, la
tempdrature et I'humidité de I'air chargé de poussiére. EHedoit pouvoir étre portée et maintenue
a une|température de 63 °C £ 2 °C, avec une humidité‘relative ne dépassant pas 25 %} Pour
fournif une circulation adéquate de l'air chargé de poussiére, le DUT ne doit pas occupgr plus
de 50(% de la section (perpendiculaire a I'écoulement d'air) et plus de 30 % du volufne de
I’encejnte. L'air chargé de poussiére doit étre introduit dans I'enceinte de maniére a permettre
a son|écoulement de devenir presque laminaire avant de frapper le DUT.

5.2 Poussiére

La pqussiere doit pouvoir passer a travers un tamis de 150 uym d'ouverture. Le type de
poussjere doit étre de la poudre de talc, sauf spécification contraire dans la norme de
performance applicable de la(sgrie IEC 61753 ou dans le document de fiabilité correspgndant
de la série IEC 62005.

5.3 |Equipement dé mesure optique

étre fonformeés™ a [I'IEC 61300-3-4 pour [l'affaiblissement et a [I'IEC 61300-3-6( pour
I'affaibplissement de réflexion. Pour les variations de I'affaiblissement et de I'affaiblissemgent de
réflexion; 'équipement et la méthode de mesure doivent étre conformes a I'lEC 61300-3-3. La
mesure.des performances optiques doit étre réalisée a la ou aux longueurs d’'ondes spégifiees
dans lanorme de performance applicable de Ta série [EC 61753 ou dans e document de Tiabilité
correspondant de la série IEC 62005.

Pour :F mesure des performances optiques, 'équipement et les méthodes de mesure dpivent
I

6 Mode opératoire

6.1 Préparation du DUT

Procéder a un examen visuel du DUT conformément a I'lEC 61300-3-1. Nettoyer les parties
servant a 'alignement mécanique et optique du DUT, conformément a I'lEC TR 62627-01 et a
I'IEC TR 62572-4 et ensuite, examiner les parties optiques a I'aide de I'l[EC 61300-3-35. Si la
configuration d’essai A est utilisée, le DUT doit étre raccordé a une longueur suffisante de
cables a fibres optiques. Les extrémités libres des cables peuvent étre équipées d’un dispositif
d’interconnexion afin de faciliter I'interface avec I'équipement de mesure optique.
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6.2

Préconditionnement

Préconditionner le DUT pendant au moins 2 h dans les conditions atmosphériques normales

spéci

6.3

fiées dans I'lEC 61300-1.

Montage du DUT

Le DUT doit étre monté et placé aussi prés que possible du centre de I'enceinte d'essai. Si plus
d’'un DUT est soumis a essai, il doit y avoir une distance minimale de 100 mm entre les surfaces
des DUT et n'importe quel autre objet ou matériau qui pourrait fournir une protection. Aucune
surface du DUT ne doit se trouver plus prés que 100 mm de n'importe quelle paroi de I'enceinte

d'ess
aléc
spéci

Deux

ai. Le DUT doit étre orienté de facon a exposer les parties les plus critiques ou vulnér

ables

qulement de poussiére. Tout changement de I'orientation du DUT pendant I'essai dqit étre
fié dans la norme de performance applicable de la série IEC 61753 ou dans le‘dochument
de fiabilité correspondant de la série IEC 62005.

configurations d’essai possibles pour les mesures optiques sont~les” suivantes: la

configluration A, illustrée a la Figure 1 a) avec les extrémités libres des cables’de raccordement

situés| a I'extérieur de I’enceinte d’essai, et la configuration B, illustréé a-la Figure 1 b
I'’ensemble des cables de raccordement placés a l'intérieur de I’'enceinte. Lorsque les

de ra
proté

pouss

optiq

config

gcordement ont des dispositifs d’interconnexion sur les extrémités libres, ils doive

ration A ou la configuration B peut étre utilisée, s€lon ce qui est le plus pratique.

IEC IE(

a) Configuration A b) Configuration B

Légende

-

o 0 b~ W N

enceinte d’essai

DUT

écoulement d’air chargé de poussiére laminaire
distributeur de poussiére

cable(s) a fibres optiques de raccordement

dispositif(s) d’interconnexion protégés contre la poussiére

Figure 1 — Configurations d'essai possibles

avec
ables
t étre

dés contre la poussiére et placés de fagon a ne pas perturber le flux d’air chargé de
ere laminaire. La configuration A doit étre utilisée poeur surveiller les performiances
lﬁs au cours de l'essai. Pour les mesures optigues avant ou aprés l'esdai, la
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6.4 Mesure des propriétés optiques initiales

Mesurer les propriétés optiques spécifiées dans la norme de performance applicable de la série
IEC 61753 ou dans le document de fiabilité correspondant de la série IEC 62005, telles que
I'affaiblissement et I'affaiblissement de réflexion. Ces valeurs doivent étre consignées et
utilisées comme référence pour I'évaluation d’essai.

Pour la configuration d’essai B, les propriétés optiques initiales doivent étre consignées avant
de monter le DUT dans I'enceinte d’essai.

6.5 Surveillance des propriétés optiques

Par de¢faut, la surveillance des performances optiques au cours de I'essai n’est pas exigjhée. Si
la surjeillance des performances optiques au cours de I'essai est exigée par la~norme de
performance applicable de la série IEC 61753 ou par le document de fiabilité correspondpnt de
la sérfie IEC 62005, alors la variation des propriétés optiques, comme [I'affaiblissemgnt et
I'affaibplissement de réflexion du DUT, doit étre surveillée au cours des périodés d’expgsition
initialg a la poussiére et d’exposition a la poussiére, telles que décrites dans'I'l[EC 61300-3-3.
Les propriétés optiques doivent étre mesurées a lintervalle spécifié,"dans la norme de
performance applicable de la série IEC 61753 ou dans le document de-fiabilité correspgndant
de la série IEC 62005.

6.6 |Exposition initiale a la poussiére

Réglef les commandes pour maintenir la température intérieure de I'enceinte 8 23 °C + 4 °C et
une humidité relative inférieure a 25 %. Régler la vitesse de l'air a 530 m/min £ 70 m/min.
Réglef le distributeur de poussiére pour contrbler lasconcentration de la poussiére a la sgvérité
spéciffjée. Maintenir ces conditions de I'enceinte.pendant la durée spécifiée (se reporfer au
Tableau 1).

6.7 |Conditionnement thermique

A l'isspe de la période d’exposition initiale & la poussiére, arréter I'alimentation en poussiére et
réduire la vitesse de l'air a 90 m/min £ 50 m/min. Augmenter la température interpe de
I'encejnte a 63°C+2°C. La,vitesse de variation de température doit étre de
2 °C/min £ 1 °C/min. Maintenir une humidité relative inférieure a 10 %.

6.8 |Exposition a la poussiére

A l'isspe de la période-de conditionnement thermique, maintenir la température &4 63 °C 4 2 °C.
Augmenter la vitesse de I'air 8 530 m/min £ 70 m/min. Régler le distributeur de poussiér¢ pour
contrdler la conceéntration de la poussiére a la sévérité spécifiée. Maintenir une humidité r¢lative
inférigure a 10~%. Maintenir ces conditions de I’enceinte pendant la durée spécifiée (se reTporter
au Tableat M.

6.9 Recupération

A I'issue de I'essai, couper toutes les commandes de I'enceinte et laisser le DUT revenir aux
conditions atmosphériques normales.

Pour la configuration A, réaliser les mesures finales décrites au 6.10, puis continuer avec les
autres procédures de récupération.

Pour la configuration B, continuer avec les autres procédures de récupération.
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